Синтез однофазного топологического изолятора SrSn2As2 методом механоактивации
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В работе [1] представлены расчеты электронной структуры соединения SrSn2As2 из которых следует, что данный материал является топологически нетривиальным и может проявлять свойства топологического изолятора. На данный момент существует только одна работа, посвященная синтезу этого соединения [2].
[bookmark: _Hlk158641489]В данной работе методом механоактивации синтезирован топологически нетривиальный материал состава SrSn2As2. Из полученного однофазного порошка выращены монокристаллы данного соединения.
Синтез топологически нетривиального материала проводили в две стадии: размол элементов Sr (99,99%), Sn (99,99%) и As (99,999%), заложенных в стехиометрическом соотношении, в мельнице в режиме пяти циклов по пять минут с частотой 30 Гц; прессование порошка в таблетки и отжиг в кварцевой ампуле в течении 72 часов. Рост SrSn2As2 проводили модифицированным методом Бриджмена из раствора-расплава собственного компонента при 850 °C и медленном его охлаждении до 500 °C.
Фазовый состав подтвержден методом порошковой рентгеновской дифракцией (рис. 1А). Методом Ритвельда уточнены параметры ячейки кристаллической решетки соединения: a, b = 4,2015(12) Å и с = 26,759(8), Rp = 5,18%, wRp = 7,01%. Эти значения совпадают с литературными данными COD № 1008735: a, b = 4,204 Å и с = 26,728 Å.
Результаты элементного состава, полученного методом энергодисперионной спектрометрии (ЭДС), можно представить в виде соотношения элементов Sr:Sn:As = 0,954(6) : 2,154(6) : 1,891(7). Анализ проводили в пяти точках, как показано на рис. 1Б.
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Рис. 1. А) Уточненная методом Ритвельда дифрактограмма соединения SrSn2As2 в программе Jana2006; Б) СЭМ-изображение с отметками точек элементного анализа
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